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Twin-X 块状分析仪

牛津仪器：世界领先的XRF设备供应商，
提供化学分析解决方案

牛津仪器为您提供完整的XRF产品解决方案，应
用于RoHS有害元素的筛选性检测，以确保产品的
安全性

手持式设计，操作简便

快速分析铅及其他重金属

清晰显示样品合格/不合格

提供10个样品盘，无需人
员监控，检测效率高

可分析铝氧化镀层厚度
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运用X荧光原理实现痕量元素分析
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提高生产力 – 有效调整生产过程

改善质量 – 确保产品符合要求

最大化效益 – 降低生产成本

The Business of Science™

40 年XRF技术经验

• 40 年XRF经验

• 涂镀层测厚仪发展超过25年

• XRF镀层测厚超过15年

X-Strata980 配有超大功率X射线光管

和高灵敏度探测器，能够满足复杂样

品和微小测试面积的检测需求。

有害元素检测结果可精确到ppm级，确

保产品满足环保要求，帮助企业降低高

昂的产品召回成本和法令执行成本。

该款仪器性能卓越，能够分析包括多层

复杂涂镀层、SAC合金、µPPF和太阳能

电池板等复杂应用
牛津仪器40多年来不断创新技术，

拥有非常丰富的经验
• 有害元素痕量分析

• 焊料合金成分分析和镀层厚度测量

• 电子产品中金和钯镀层的厚度测量

• 五金电镀、CVD、PVD镀层的厚度测量

• 贵金属合金分析和牌号鉴定

• 电制冷固态探测器确保极佳的信/躁比，从而降低检测下限。

探测器分辨率极高，能更容易地识别、量化和区分相邻的元素。

超大探测器灵敏窗口大幅提高了计数率——大多数的分析
能在数秒或数分种内完成。

灵活组合运用五个初级滤波器，使X光管激发效率达到最佳，
得到最优的应用效果。

仪器测量直径最小可达到150微米。可供选择的准直器直径
有0.1、0.2、0.3和1.27毫米。

特别设计的铝钛板在检测轻制样品时能大幅降低背景噪音，
从而达到更低的检测下限。

•

•

•

•

•

• 精度提高30%
• 测量时间减少一半

100
Watts

50
Watts

• 准确度提高

• 检测下限更低

• 可以识别痕量元素

绘图软件

Cu BrPb

X-Strata980结合大功率X射线光管和

高分辨率探测器，检测下限达到PPM精度！

对电子产品上的关键组装区域

进行快速筛选性检测

仪器在设定的检测程序中可通过扫描功能一次

性快速分析大面积的指定区域。一旦识别出问题

区域，即可对特定小点进行定量分析。扫描分析及

元素分布成像功能能够快速识别复杂组件中的含铅

的零部件或连接件。

 该款仪器内置数码影像装置，能够精确显示样

品摆放位置及测试点位置。样品扫描映射成像图

中可对各种待测元素设置不同颜色，然

后形成单种或多种元素的组成及含量

分布图。

•

•

•

•

超强的分析模型 – 

现在您可以针对您的应用

选择最合适的分析模型。

数 据 导 出 高 级 选 项

•

•

The Business of Science™

自由距离测量及超大型样品舱

•

•

•

•

•

数据统计功能强大，包括平均值、标准偏差、柱状

图和管理图表。

数据实时导出，可以保存为Excel格式，并快速生成

分析报告。

用户能设置快捷键，对样品进行一键校准。

用户界面提供9种操作语言

大型样品舱能够灵活地检测大件或形状不规则的样品。

可在0.5” 至 3.5”(12.7mm to 88.9mm)范围内自由

调节聚焦距离，来实现对样品不同表面的测量。

样品舱内部空间580mmx510mmx230mm。

封闭样品舱设计能彻底防止辐射污染，特别针对塑

料等轻质样品的检测过程而设计。

大舱门使样品更易放入。

根据不同应用，您可以选择不同的分析方法：

经验系数法、基本参数法或两者结合。如果您

知道分析物的元素组成矩阵和含量范围，经验

系数法是合金分类和元素含量分析的最佳检测

方法。当无法预知准确的元素组成或标准片不

完备情况时，可选用基本参数法，通过仪器拥

有的完整光谱数据库，对基材和镀层进行可信

的厚度测量和元素定量分析，测试范围可

从ppm至%。

自定义程序能通过自定义报告清晰显示样品

测试是否合格或不合格，还可设置其他针对

特定被测元素的报警程序。

专业报告生成软件，可证明用户在检测消费

品是否含有有害元素的过程中所采取的尽职

措施。

• 
• 25 mm2 PIN 探测器

• 
• 
• 

• 
• 

• 

100瓦X射线管

多准直器配置

扫描分析及元素分布成像功能

灵活运用多种分析模型

清晰显示样品合格/不合格

超大样品舱

同时分析元素含量和镀层厚度
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根据不同应用，您可以选择不同的分析方法：

经验系数法、基本参数法或两者结合。如果您

知道分析物的元素组成矩阵和含量范围，经验

系数法是合金分类和元素含量分析的最佳检测

方法。当无法预知准确的元素组成或标准片不

完备情况时，可选用基本参数法，通过仪器拥

有的完整光谱数据库，对基材和镀层进行可信

的厚度测量和元素定量分析，测试范围可

从ppm至%。

自定义程序能通过自定义报告清晰显示样品

测试是否合格或不合格，还可设置其他针对

特定被测元素的报警程序。

专业报告生成软件，可证明用户在检测消费

品是否含有有害元素的过程中所采取的尽职

措施。

• 
• 25 mm2 PIN 探测器

• 
• 
• 

• 
• 

• 

100瓦X射线管

多准直器配置

扫描分析及元素分布成像功能

灵活运用多种分析模型

清晰显示样品合格/不合格

超大样品舱

同时分析元素含量和镀层厚度



提高生产力 – 有效调整生产过程

改善质量 – 确保产品符合要求

最大化效益 – 降低生产成本

The Business of Science™

40 年XRF技术经验

• 40 年XRF经验

• 涂镀层测厚仪发展超过25年

• XRF镀层测厚超过15年

X-Strata980 配有超大功率X射线光管

和高灵敏度探测器，能够满足复杂样

品和微小测试面积的检测需求。

有害元素检测结果可精确到ppm级，确

保产品满足环保要求，帮助企业降低高

昂的产品召回成本和法令执行成本。

该款仪器性能卓越，能够分析包括多层

复杂涂镀层、SAC合金、µPPF和太阳能

电池板等复杂应用
牛津仪器40多年来不断创新技术，
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• 有害元素痕量分析

• 焊料合金成分分析和镀层厚度测量

• 电子产品中金和钯镀层的厚度测量
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•

•

•

•

•
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100
Watts

50
Watts
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• 检测下限更低
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绘图软件

Cu BrPb

X-Strata980结合大功率X射线光管和

高分辨率探测器，检测下限达到PPM精度！
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区域，即可对特定小点进行定量分析。扫描分析及

元素分布成像功能能够快速识别复杂组件中的含铅
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 该款仪器内置数码影像装置，能够精确显示样

品摆放位置及测试点位置。样品扫描映射成像图
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•

•

•

•

超强的分析模型 – 

现在您可以针对您的应用

选择最合适的分析模型。

数 据 导 出 高 级 选 项

•

•
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•

•

•

•

•
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数据实时导出，可以保存为Excel格式，并快速生成
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用户能设置快捷键，对样品进行一键校准。
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大型样品舱能够灵活地检测大件或形状不规则的样品。

可在0.5” 至 3.5”(12.7mm to 88.9mm)范围内自由

调节聚焦距离，来实现对样品不同表面的测量。

样品舱内部空间580mmx510mmx230mm。

封闭样品舱设计能彻底防止辐射污染，特别针对塑

料等轻质样品的检测过程而设计。

大舱门使样品更易放入。

根据不同应用，您可以选择不同的分析方法：

经验系数法、基本参数法或两者结合。如果您

知道分析物的元素组成矩阵和含量范围，经验

系数法是合金分类和元素含量分析的最佳检测

方法。当无法预知准确的元素组成或标准片不

完备情况时，可选用基本参数法，通过仪器拥

有的完整光谱数据库，对基材和镀层进行可信

的厚度测量和元素定量分析，测试范围可

从ppm至%。

自定义程序能通过自定义报告清晰显示样品

测试是否合格或不合格，还可设置其他针对

特定被测元素的报警程序。

专业报告生成软件，可证明用户在检测消费

品是否含有有害元素的过程中所采取的尽职

措施。

• 
• 25 mm2 PIN 探测器

• 
• 
• 

• 
• 

• 

100瓦X射线管

多准直器配置

扫描分析及元素分布成像功能

灵活运用多种分析模型

清晰显示样品合格/不合格

超大样品舱

同时分析元素含量和镀层厚度
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